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摘要(译)

用于在操作期间基于电磁辐射的解剖对象的非侵入式监视的布置包括至
少一个成像装置，用于在解剖对象的表面上的至少一个部分上获得至少
一个表面点的至少两个或更多个图像。从解剖学对象的表面开始的特征
性运动周期。此外，该装置包括用于显示装置或显示装置的输出，以及
用于基于至少两个或更多个图像之间的循环的至少一部分上的至少一个
表面点的移动来确定变形的控制单元。心脏表面随时间的变化确定变形
的进一步变化或将确定的变形与参考变形值进行比较，以找出所确定的
变形的性能或状态的任何偏差。
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